Stosujemy

gl KODEKS
il DOBRYCH PRAKTYK
- Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

- .
| ] Polska Izba
=94 Firm Szkoleniowych

MSA+SPC
METODY STATYSTYCZNE W BADANIU ZDOLNOSCI

SYSTEMOW POMIAROWYCH I STEROWANIU PROCESAMI

Celem szkolenia jest:

- przedstawienie i zapoznanie uczestnikdw z metodami statystycznego sterowania procesem
oraz przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC

- przygotowanie uczestnikdw do planowania i realizacji oceny zdolnosci systeméw pomiarowych
w mys$l wymagan IATF 16949 i VDA oraz podrecznika MSA 4 wyd i VDA 5

Szkolenie przeznaczone jest dla:

e pracownikow dziatu jakosci i technologii

e kontroleréw jakosci, inzynieréw i technikdéw jakosci

e pracownikéw z nadzoru produkcji

e wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji

Program szkolenia:
1. MSA:

ogdlne zagadnienia zwigzane z oceng zdolnosci systeméw pomiarowych;
wymagania IATF 16949:2016

poréwnanie metod badania zdolnosci wg MSA 4th ed. oraz VDA 5

szczegotowa prezentacja procedur analizy zdolnosci systemoéw pomiarowych
z przyktadami

warsztaty praktyczne - okreslanie zdolnosci systemdéw pomiarowych.

Warsztaty obejmuja metody:

o

o

o

Procedura 1 (Cg i Cgk) - dla cech mierzalnych - krotkie omowienie metody

R&R (RM oraz ARM) - dla cech mierzalnych - szczegdétowa prezentacja i przyktady
obliczeniowe

Metody dla badan niszczacych, niepowtarzalnych

Metoda KAPPA - dla cech atrybutywnych - szczegdtowa prezentacja i przyktady
obliczeniowe

Metoda detekcji sygnatu - dla cech atrybutywnych - krétkie omoéwienie metody
z jednym przyktadem obliczeniowym

Metoda krotka - dla cech atrybutywnych - krotkie omowienie metody.

Wszystkie metody zgodne z wytycznymi MSA wydanie 4.
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2. SPC:
e Zmiennosci w procesie (zwykte i szczegdlne)
e Miary zmiennosci
e Badanie zdolnosci jakosciowej maszyn (Cm, Cmk)
e Badanie zdolnosci jakosciowej proceséw (Cp, Cpk)
e Funkcjonowanie procesu - wskazniki funkcjonowania Pp, Ppk
e Funkcjonowanie procesu a wadliwos¢
e Karty kontrolne - analiza sygnatéw
e Karty kontrolne dla wartosci mierzalnych - projektowanie - przyktady

obliczeniowe
e Liczenie zdolnosci procesu dla rozktadéw innych niz normalne
e Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie wtasciwosci (p, np, c, u)
o Uwagi praktyczne dotyczace stosowania kart kontrolnych.

Szkolenie prowadzi¢ bedzie:

Specjalista z zakresu systemow zarzadzania jakoscig (ISO 9001, 17025, 14001, ZKP itp.)
w przedsiebiorstwach produkcyjnych, handlowych w wielu branzach.

Auditor jednostki certyfikujgcej DEKRA Certification w siedmiu dziedzinach specjalizacji
(pod akredytacjg PCA oraz DAkKKS). Petnomocnik ds. ISO, szef dziatu jakosci i kierownik
akredytowanego laboratorium (1991-2000).

Doswiadczony (30-letni staz) trener w prowadzeniu szkolen z zakresu systeméw zarzadzania,
metrologii, narzedzi jakosci (w tym m.in. MSA, SPC). Szkolenia i warsztaty realizowane dla
przedsiebiorstw produkcyjnych (w tym gtéwnie przemyst maszynowy, motoryzacja, AGD), firm
handlowych oraz jednostek panstwowych.
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